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2 ( 57 ) Abstract: The invention relates to a scanning microscope with a light source, defining an illumination light beam and a spectral 
^■s detector for detection of the detection light, coming from the sample, which defines a detection beam and which contains a spectral 
splitter component. The scanning microscope is characterised in that the spectral splitting component separates the illumination and 



the detection beams. 



(57) Zusammenfassung: Ein Rastermikroskop mit einer Lichtquelle, die einen Befeuchtungsstrahlengang definiert und mit einem 
Spektraldetektor zum Detektieren des von der Probe ausgehenden Detektionslichtes, der einen Detektionsstrahlengang definiert und 
der ein spektral aufspaltendes Bauteil beinhaltet, ist offenbart. Das Rastermikroskop ist dadurch gekennzeichnet, dass das spektral 
aufspaltende Bauteil den Beieuchtungs- und den Detektionsstrahlengang trennt. 
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